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摘要(译)

一种用于测量材料的第一相和材料的第二相之间的转变速率的方法和装
置，其中该材料在第一相中是固体或液体，在第二相中是气态。 在第一
和第二相之间的界面区域包括多个导体过渡的热电堆。 该热电堆具有包
括每个第二过渡导体过渡部分的第一部分，以及包括其余导体过渡过渡
部分的第二部分。 另外，该方法包括测量施加在热电堆上的热电压，该
热电电压表示热电堆的第一部分和第二部分之间的温度差。
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